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Kiinstliche Intelligenz in der elektronischen Priifung

Smarter und schneller
dank Softwareplattform

Seica integriert Kiinstliche Intelligenz in seine Softwareplattform VIVA und ver-
andert damit grundlegend, wie Testsysteme in der Elektronikfertigung arbeiten.
Der Flying Prober Pilot VX und die Valid-Produktfamilie fiir In-Circuit- und Funk-
tionstests nutzen KI-Algorithmen, um Fehler auf Leiterplatten zuverlassiger zu
erkennen, Priifsequenzen in Echtzeit zu optimieren und vorausschauende War-

tung zu erméglichen.
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D ie technologische Strategie von Sei-
ca konzentriert sich auf das Poten-
zial der kinstlichen Intelligenz als
Schliisselfaktor flir smartere schnellere
und effizientere Losungen fiir die elektro-
nische Priifung. Im Mittelpunkt dieser Vi-
sion steht die Softwareplattform Viva, die
eine intelligente Integration in allen Pha-
sen des Fertigungsprozesses des Kunden
ermoglicht. Viva verbindet nahtlos die
Datenerfassung, die Rickverfolgbarkeit,
die MES-Interaktion und die Reparatur-
prozesse zu einem einheitlichen digitalen
Okosystem und wandelt so Testanlagen
von eigenstandigen Maschinen zu voll-
standig vernetzten, datengesteuerten An-
lagen um.

Durch die kontinuierliche Analyse gro-
Ber Mengen an Priifdaten kann VIVA
Muster, Korrelationen und Anomalien er-
kennen und so eine prazisere Diagnose
und schnellere Ursachenanalyse ermdgli-
chen. Darlber hinaus unterstiitzt Kl-ba-
sierte  Entscheidungsfindung die Inge-
nieure durch die Empfehlung fortschrittli-
cher technischer Losungen wahrend der
Fehlerbehebung und Reparatur und er-
héht so die Diagnoseprazision und redu-
ziert die Ausfallzeiten und die Abhdngig-
keit von Bedienern.

Kiinstliche Intelligenz wird auch zur
Optimierung der Priifleistung in Echtzeit
eingesetzt. Durch intelligente Analyse
und adaptives Lernen kann Viva Priifse-
quenzen dynamisch optimieren, verschie-
dene Messarten parallel ausfiihren und
Priifablédufe basierend auf der Komplexi-
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Al-based algorithms
automatically opfimize
test flow

measurements

Durch die kontinuierliche Analyse groBer Mengen an Priifdaten kann Viva Muster, Korrelationen und
Anomalien erkennen.

tét der Leiterplatte, historischen Ergeb-
nissen und Produktionsbedingungen au-
tomatisch anpassen.

KI-gestiitzte Sensorfusion

Automatisierung und Kl werden in den
Flaggschiff-Plattformen von Seica, wie
dem Flying-Probe-System Pilot VX, zu-
sammengeflihrt. Das vollautomatisierte
System mit modernster mechanischer Ar-
chitektur wird durch Kl-gestiitzte Testop-
timierung unterstiitzt, die die Testzeit um
bis zu 50 % verkirzen kann. Die maschi-
nellen Lernmodelle analysieren die Stra-
tegien der Messproben, die Messsequen-
zen und die historischen Ergebnisse, um
die Geschwindigkeit und Abdeckung zu
maximieren, ohne die Genauigkeit zu be-

eintrachtigen. Die Kl-gestiitzte Sensorfu-
sion, die optische und infrarote Bildge-
bung mit fortschrittlichen elektrischen
Messungen kombiniert, erweitert die Au-
tomatisierung und Kl verschmelzen in den
Vorzeige-Plattformen von Seica, wie z.B.
dem Flying-Probe-System Pilot VX.

Auch die Valid-Produktfamilie von Sei-
ca fiir In-Circuit- und Funktionspriifun-
gen integriert Kl-gestiitzte Softwarema-
nagement-Funktionen, um die Automati-
sierung von Hochvolumen-Produktionsli-
nien zu unterstiitzen. Die neuesten Ver-
sionen der Viva-Plattform verfiigen tber
intelligente  Bedieneroberflichen und
Funktionen fiir die vorausschauende War-
tung.
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